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2.3.2. Parametry oceny zarysow okragtosci

Na podstawie przyjetych okregdw (skojarzonych odniesienia) (LSC, MCC, MIC, MZC)
mozna definiowac i wyznacza¢ rézne parametry zaryséw okraglosci. Poszczegdlne
okregi odniesienia w sposob zasadniczy wpltywaja na warto$¢ parametrow oceny zarysu
okraglosci. Mozna to tatwo zauwazy¢, rozwazajac przedstawione przyktady oceny od-
chytki okraglosci dla réznych okrggdw odniesienia, przy tym samym zarysie okraglosci
(rys. 2.3). Wykazano to rowniez w zrealizowanych teoretycznych i eksperymentalnych
pracach badawczych [1, 44]. Stwierdzono, ze w praktyce, w najbardziej skrajnych przypad-
kach stosunek odchytek okraglosci, wyznaczonych dla dwoch okregdw odniesienia,
moze zawieraC si¢ w granicach 1-1,5, a teoretycznie moze wynosi¢ nawet 2. Wykazano
réwniez, ze sposrod stosowanych czterech okregéw odniesienia najwiccej zalet ma okrag
$redni (LSC). Zdecydowaty o tym jednoznaczno$¢ i tatwos¢ numerycznego wyznaczania,
a takze dobre powigzania z wieloma wymaganiami eksploatacyjnymi [156]. Na ocene
zarysu okraglosci za pomoca dowolnego parametru wplywa rowniez rodzaj zastoso-
wanego filtru.
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Rys. 2.7. Prezentacja oceny odchyltki okragtosci metoda przyblizona, wizualng z wykorzystaniem odpo-
wiedniego przymiaru



